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Розсіювання хвиль ЕМ на тонких гнучких плівках, доповнене набором 

мікрочастинок 

Анотація: На основі асимптотичного підходу вивчається проблема розсіювання 

електромагнітних (ЕМ) хвиль на тонкому шарі (плівці) за наявності набору 

дрібних частинок. Розмір частинки на порядок менше відстані між сусідніми 

частинками; кількість частинок велика, і вони розподіляються з особливою 

щільністю у вихідному матеріалі. Близкий спосіб вирішення проблеми 

розсіювання зведений. Характеристики розсіювання структури вивчаються для 

різних геометричних параметрів у випадку плоскої падаючої хвилі. 
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Abstract: The problem of electromagnetic (EM) wave scattering on thin layer (film) 

in presence of a set of small particles is studied based on the asymptotic approach. The 

size of particle is of order less than the distance between the adjacent particles; the 

number of particles is big and they are distributed with peculiar density in the initial 

material. A close form of solution to the scattering problem is reduced. The scattering 

characteristics of structure are studied for the different geometrical parameters in the 

case of plane incident wave. 
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